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Wymagania wstępne: 
Wymagane wcześniejsze zaliczenie „Podstaw krystalografii rentgenowskiej” (sem I).
Limit liczby studentów: 

Cel przedmiotu: 
Celem zajęć jest zdobycie umiejętności samodzielnego wykonywania pomiarów dyfrakcyjnych wraz z obliczeniami oraz analizy struktur krystalicznych, co ma umożliwić w sem. III wykonanie pracy magisterskiej z krystalografii.
Treści kształcenia: 
W trakcie laboratorium studenci wyznaczą struktury krystaliczne szeregu związków chemicznych wybranych odpowiednio do określonego problemu chemicznego i przeprowadzą analizę struktur z wykorzystaniem krystalograficznych baz danych. Na zakończenie zajęć przygotują projekt publikacji do czasopisma krystalograficznego. Treści merytoryczne laboratorium.
-	Krystalizacja wybranego zestawu związków z zastosowaniem odpowiednich technik krystalizacji.
-	Zbadanie właściwości optycznych i określenie morfologii otrzymanych kryształów z zastosowaniem mikroskopu polaryzacyjnego. Selekcja monokryształów odpowiednich do badań dyfrakcyjnych.
-	Wykonanie pomiarów dyfrakcyjnych na dyfraktometrze wyposażonym w detektor CCD. 
-	Wyznaczenie symetrii badanych kryształów i rozwiązywanie struktur z wykorzystaniem metod bezpośrednich, metody funkcji Pattersona, metody „charge-flipping”.
-	Udokładnienie modeli struktur metodą najmniejszych kwadratów. 
-	Multipolowe udokładniania struktury i analiza eksperymentalnej gęstości elektronowej dla wybranego monokryształu 
-	Interpretacja otrzymanych danych strukturalnych i praktyczne wykorzystanie strukturalnych baz danych CSD i ICSD.
-	Graficzna prezentacja struktur – szczegółowe zapoznanie z programami komputerowymi. 
-	Przygotowanie projektu publikacji do czasopism krystalograficznych (Acta Cryst., Z. Kryst.) w opraciu o uzyskane wyniki badań i przeprowadzoną analizę strukturalną.

Metody oceny: 
Ocena seminarium końcowego i projektu publikacji.
Egzamin: 
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